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摘要(译)

本发明公开了一种芯片、液晶显示面板以及假压测试方法，其中，该芯
片包括高阻使能端口和能够被配置为三态的输出端口，当高阻使能端口
接收到高阻使能信号时，芯片的输出端口被配置为高阻态。如果将本发
明所提供的芯片用在液晶显示面板上，当芯片焊接完成后对液晶显示面
板进行假压测试时，不需要将芯片从液晶显示面板上取下，这不仅节省
了测试的时长以及成本，还能够避免将芯片从液晶显示面板上取下时对
芯片本身以及相应电路板造成损坏的可能。
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